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© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

,Microsoft”, ,Windows” i ,Excel” sg znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi nalezgcymi
do firmy Microsoft Corporation na terenie Stanéw Zjednoczonych i/lub innych krajéw. Teflon jest znakiem
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Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej: www.thermofisher.com

Firma Thermo Fisher Scientific Inc. udostepnia niniejszy dokument swoim klientom po zakupie produktu jako
pomoc w obstudze produktu. Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi, a jego powielanie w catosci
lub powielanie dowolnej jego czesci jest surowo zabronione, z wyjatkiem przypadkéw uzyskania pisemnego
zezwolenia od firmy Thermo Fisher Scientific Inc.

Tres¢ niniejszego dokumentu moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie informacje
techniczne zawarte w niniejszym dokumencie majag wytgcznie charakter referencyjny. Konfiguracje systemu oraz
dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie zastepujg wszystkie poprzednie informacje uzyskane przez
nabywce.

Firma Thermo Fisher Scientific Inc. nie gwarantuje, Zze niniejszy dokument jest kompletny, doktadny lub wolny
od bledéw i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy, pominigcia, szkody lub straty, ktére moga
wynikaé z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego dokumentu, nawet jesli informacje zawarte w
dokumencie sg wiaéciwie przestrzegane.

Niniejszy dokument nie stanowi czesci umowy sprzedazy zawartej pomiedzy firmg Thermo Fisher Scientific Inc. a
nabywca. Niniejszy dokument nie reguluje ani nie zmienia w zaden sposéb warunkéw sprzedazy, natomiast w
przypadku wszelkich rozbieznych informacji pomiedzy tymi dwoma dokumentami za obowigzujgce uznawane
beda informacje zawarte w warunkach sprzedazy.

Tylko do badan laboratoryjnych. To urzadzenie lub akcesorium nie jest urzagdzeniem medycznym i nie jest
przeznaczone do diagnozowania, leczenia, ani usuwania dolegliwosci bgdz zapobiegania im.

Zagrozenie wybuchem lub pozarem.

Przedmiotowe urzgdzenie lub akcesorium nie jest przeznaczone do uzytku w przestrzeni zagrozone;j
wybuchem.
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1. Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie

Mikroskop Nicolet RaptIR FTIR firmy Thermo Scientific jest mikroskopem z transformatg Fouriera (FTIR) przeznaczonym
do uzytku w kontrolowanym srodowisku laboratoryjnym ze spektrometrami z serii Nicolet.

Dzieki mikroskopowi RaptlR mozna szybko znalez¢ cel, zbiera¢ obrazy w swietle widzialnym o wysokiej rozdzielczosci i
generowac dane IR o wysokiej rozdzielczosci przestrzennej do analizy.

Oprogramowanie OMNIC Paradigm zawiera petny zestaw narzedzi analitycznych, konfigurowalne procedury do
automatyzacji rutynowych zadan oraz proste w uzyciu narzedzia do analizy mikroczgstek, a takze analizy obszarow,
punktow i linii.

Mikroskop RaptIR umozliwia badanie probek grubych (do 4 cm) i ciezkich (do 5 kg), a dzieki wielu obiektywom i
zautomatyzowanej gtowicy mikroskop obstuguje szeroki zakres opcji przegladania prébek i zbierania danych IR.
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1. Wprowadzenie

1.2 Wytaczenie odpowiedzialnosci

Nie nalezy uzywa¢ mikroskopu do celéw innych niz jego przeznaczenie, jak opisano w niniejszej instrukcji uzytkownika.

UWAGA

Przed uzyciem mikroskopu nalezy zapoznac¢ sie z informacjami dotyczgcymi miejsca instalacji i bezpieczenstwa systemu.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR



1. Wprowadzenie

1.3 Uzywane konwencje

Dla srodkéw bezpieczenstwa lub innych istotnych informacji wykorzystano nastepujacy format:

NIEBEZPIECZENSTWO

Unika¢ zagrozenia. Wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli si¢ jej nie zapobiegnie — doprowadzi do
powaznych obrazen ciata lub zgonu.

Unika¢ zagrozenia. Wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktora — jesli sie jej nie zapobiegnie — moze doprowadzi¢
do powaznych obrazen ciata lub zgonu.

PRZESTROGA

Unika¢ zagrozenia. Wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli sie jej nie zapobiegnie — moze doprowadzi¢
do niewielkich lub umiarkowanych obrazen ciata.

UWAGA

Nalezy przestrzega¢ instrukcji opatrzonych tg etykietg w celu unikniecia uszkodzenia urzadzen systemowych oraz utraty danych.

Uwaga Zawiera przydatne informacje uzupetniajgce.

8 Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR Thermo Scientific



1. Wprowadzenie

1.4 Informacje dotyczace gwarancji

Firma Thermo Fisher Scientific gwarantuje, ze kazdy sprzedawany przez nig produkt jest wolny od wad materiatowych i
wykonawstwa oraz zgodny ze specyfikacjg produktu okreslong w dokumentacji uzytkownika produktu. Jesli w okresie
obowigzywania gwarancji produkt nie bedzie dziata¢ zgodnie z naszymi zapewnieniami, naprawimy lub wymienimy go na
nowy bezptatnie. Jesli wedtug naszej oceny nie bedziemy w stanie tego wykonac, uzytkownik moze zwrécic produkt w celu
uzyskania zwrotu pieniedzy.

Niniejsza gwarancja zastepuje wszystkie inne gwarancje, wyrazone badz dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje
dotyczgce przydatnosci handlowe;j i przydatnosci do okreslonego celu produktu, oraz wszelkie inne zobowigzania firmy
Thermo Fisher Scientific okreslone w umowie i gwarancji lub wynikajgce z zaniedban badz innych okolicznosci. Firma
Thermo Fisher Scientific nie ponosi i zrzeka sie odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikowe, przypadkowe i
warunkowe.

1.4.1 Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny systemu wynosi 12 miesiecy w USA i Kanadzie. Okres gwarancyjny rozpoczyna sie w dniu instalacji lub
30 dni od daty wystawienia faktury, w zaleznosci od tego, co nastgpi wczes$nie;j.

Okres gwarancyjny systemu dla produktéw sprzedawanych poza terenem USA i Kanady wynosi 12 miesiecy, poczagwszy
od daty instalacji produktu, lub 14 miesiecy od daty przesyiki, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest krotszy.

1.4.2 Wylgczenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji

Nieprawidtowe uzycie, wypadek, modyfikacje, nieodpowiednie warunki fizyczne bgdz robocze, nieprawidtowa konserwacja
lub uszkodzenia wynikajgce z wykorzystywania produktdw, za ktory nie ponosimy odpowiedzialnosci, bedg skutkowac
uniewaznieniem gwarancji.

Materiaty eksploatacyjne nie sg objete gwarancja.

Nie gwarantujemy nieprzerwanego ani bezbtednego dziatania produktu. Dostarczamy niektore produkty producentéw
innych niz Thermo Fisher Scientific ,w stanie, w jakim sg”. Producenci lub dostawcy produktéw innych niz Thermo Fisher
Scientific moga zatgcza¢ wlasng gwarancje. Wraz z dokumentacjg uzytkownika oprogramowania dostarczana jest osobna
gwarancja ha oprogramowanie.

UWAGA

Wewnatrz skrzyni transportowej aparat jest zapakowany w plastikowy worek, aby utrzymaé elementy optyczne w stanie suchym.
Przed rozerwaniem folii nalezy odczekac 24 h, az urzadzenie osiggnie temperature pokojowa. Jesli folia zostanie naruszona
wczesniej, moze dojs$¢ do kondensacji wilgoci na elementach optycznych urzadzenia, a to spowoduje nieodwracalne szkody.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptR™ FTIR



1. Wprowadzenie

Gwarancja nie obejmuje:
¢ Uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowych metod przenoszenia.

e Brakujgcych lub uszkodzonych czesci, jesli opakowania transportowe zostang rozpakowane przed zainstalowaniem
systemu przez naszego serwisanta.

¢ Uszkodzen wynikajgcych z usuniecia folii z urzadzenia przed osiggnieciem temperatury pokojowej.

10 Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR Thermo Scientific



1. Wprowadzenie

1.5 Etykiety bezpieczenstwa na mikroskopie

Na dostarczonym mikroskopie znajduje sie wiele etykiet bezpieczenstwa. Aby nie dopusci¢ do powstania szkod,
niebezpiecznych sytuacji ani urazéw, nalezy zapoznac sie z tre$cig wszystkich przestrog.

Thermo Scientific
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11



2. Informacje ogodlne



2. Informacje ogolne

2.1 Funkcje i elementy sterujace

Rysunek 2-1: Gtowne funkcje mikroskopu

Wziernik
tréjokularowy
wideo

Uchwyt
rewolwerowy
obiektywéw

Stolik z napgdem

Transmisja

przy o$wietleniu
przez przystoneg
irysowg

Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR

Opcjonalny wziernik tréjokularowy zapewnia obraz i wideo w oprogramowaniu OMNIC Paradigm.
Wziernik jednookularowy (nie pokazany) zapewnia tylko wideo.

Uchwyt rewolwerowy obstuguje 1 obiektyw IR i 1 obiektyw wizualny. Zazwyczaj uzytkownik uzywac
bedzie obiektywu IR o powigkszeniu 15x i obiektywu wizualnego o powigkszeniu 4x. Mikroskop
obstuguje réwniez opcjonalne obiektywy GAO oraz wizualne o powigkszeniu 40x.

Stolik zapewnia odlegtos¢ roboczg 40 mm i obstuguje prébki do 5 kg. Steruj stolikiem za pomoca
oprogramowania OMNIC Paradigm lub za pomocga opcjonalnego joysticka. W zadnym przypadku nie
nalezy recznie przesuwac stolika.

Uzyj przystony irysowej, aby dostosowac wielkos¢ oswietlanego pola widzenia. Otwiera sie i zamyka
koncentrycznie.

Zazwyczaj przystona irysowa jest catkowicie otwarta, wiec znajduje sie poza petnym polem widzenia.
Jesli powierzchnia probki jest nieréwna, fatwiej jest ustawi¢ ostros¢ na krawedziach listkow przystony
irysowej, aby uzyskac najlepszg ostrosc.

Thermo Scientific



2. Informacje ogdlne

Wskaznik i
przycisk
zasilania

Odbicie
przy oswietleniu
przez przystong
irysowg

Naczynie
Dewara z
cieklym azotem o
pojemnosci 1

litra

Nacisnij, aby wigczy¢ lub wytgczyé mikroskop. Gdy mikroskop jest gotowy do uzycia, niebieski
wskaznik zasilania miga podczas uruchamiania mikroskopu i $wieci statym niebieskim swiattem.

Uzyj przystony irysowej, aby dostosowac wielkos$¢ o$wietlanego pola widzenia. Otwiera sie i zamyka
koncentrycznie w stosunku do krzyzyka siatki.

Zazwyczaj przystona irysowa jest catkowicie otwarta, wiec znajduje sie poza petnym polem widzenia.
Jesli powierzchnia probki jest nierowna, tatwiej bedzie ustawi¢ ostros¢ na obszarze zainteresowania,
o ile najpierw czesciowo zamknie sig przystone irysowg i ustawi sie ostros¢ na krawedziach jej
listkow.

Naczynie Dewara z ciektym azotem miesci 1 litr ciektego azotu. Po schtodzeniu detektor pozostanie
chtodny przez okoto 18 godzin.

Rysunek 2-2: Widok stolika w przyblizeniu

Thermo Scientific

Czujnik ATR

Wskaznik
wyréwnania
szkietka z prébka

Sterowanie
orientacja
stolika

Wsuwana
przystawka ATR

Czujnik ATR wykrywa, czy zamontowana jest wsuwana przystawka ATR.

Wyréwnaj czerwone kropki wskaznikowe na stoliku i szkietku z prébka.

Stuzy do obracania stolika podczas instalacji. Nie regulowac po instalaciji.

Opcjonalna wsuwana przystawka ATR jest uzywana do pomiaréw ATR.

Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR
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2. Informacje ogdlne

2.2 Potaczenia i porty

Accessory DC Power

A Potgczenie USB 3.0 z portem USB 3.0 komputera

B Potgczenie z opcjonalnym joystickiem

C Potgczenie z portem sygnatéw pomocniczych na spektrometrze
D Potaczenie z portem akcesoriow na spektrometrze

E Potaczenie z kablem zasilajgcym

15 Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR Thermo Scientific



2. Informacje ogdlne

2.3 Opcjonalny joystick

Mozna uzy¢ opcjonalnego joysticka do sterowania pozycjg stolika i oswietleniem prébki. Za pomocg oprogramowania
mozna réwniez sterowac stolikiem i oswietleniem.

Aby podtaczy¢ joystick, podtgcz kabel danych do portu ,,Joystick” z tytu mikroskopu.

Mo scientliic

A Sterowanie oswietleniem
przechodzacym

B Sterowanie oswietleniem
reflektanciji

C Joystick do sterowania
stolikiem

D Sterowanie szybkos$cig

Thermo Scientific

Obroé, aby recznie przyciemnic lub rozjasni¢ oswietlenie przechodzace.

Obrdé¢, aby recznie przyciemnic lub rozjasni¢ oswietlenie reflektancji.

Przesun joystick do przodu, do tytu, w lewo lub w prawo, aby przesuna¢ stolik wzdtuz
ptaszczyzny probkowania.

Obroé¢, aby przesung¢ stolik w goére lub w dot.

Sterowanie szybkoscig stolika w celu precyzyjnego, wolnego lub szybkiego przesuwania
stolika.

Mikroskop Nicolet™ RaptR™ FTIR
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2. Informacje ogolne

2.4 Opcjonalny wziernik tréjokularowy

Twoj mikroskop moze mie¢ wziernik jednookularowy z samg kamerg lub wziernik tréjokularowy z kamerg i okularami
wizyjnymi.

A Wozierniki dla $wiatta Regulowane wzierniki do ogladania probki. Najlepiej uzywac z opcjonalnym
widzialnego joystickiem.
B Tréjpozycyjny selektor widoku Kontroluje droge Swiatta wziernikow.

« Wejscie: tylko wziernik, bez kamery
« Srodek: wziernik i kamera

« Wyjscie: tylko kamera, bez wziernikow

C Kamera Kamera USB jest obstugiwana za pomocg oprogramowania OMNIC Paradigm.

17 Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR Thermo Scientific



2. Informacje ogdlne

2.5 Uzywanie oprogramowania OMNIC Paradigm

Uruchom mikroskop i analizuj prébki za pomocg oprogramowania OMNIC Paradigm, oprogramowania firmy Thermo
Scientific do optymalizacji analizy materiatéw. Przyjazny dla uzytkownika pulpit nawigacyjny pomaga przegladac¢ status
aparatu i ostatnie zadania, przetwarza¢ widma, wykonywac wyszukiwanie wielosktadnikowe i tworzy¢ nowe biblioteki. To

oprogramowanie zaprojektowane z myslg o kierownikach laboratoriow i nauczycielach nauk przyrodniczych, pomaga

zautomatyzowac procedury za pomocg intuicyjnego kreatora procedur typu ,przeciggnij i upus¢”. Pracuj zdalnie i
wspotpracuj z pracownikami z catego swiata, przesytajgc dane OMNIC Paradigm do chmury za pomoca aplikacji Thermo

Scientific OMNIC Anywhere.

2.5.1 Interfejs

W przypadku pracy z mikroskopem, wiekszos¢ zadan bedzie wykonywana przede wszystkim na pulpicie nawigacyjnym i w

widokach sesji.

Pulpit nawigacyjny

Rozpocznij nowg sesje, edytuj ustawienia pomiaréw, przegladaj ostatnie pomiary, raporty i sesje oraz przegladaj procedury

na pulpicie nawigacyjnym.

Rysunek 2-1: Pulpit nawigacyjny wyswietlajgcy narzedzia do mikroskopii
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Thermo Scientific
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Pasek
narzedzi

Poczatek sesiji

Wysun stolik

Pomiary, sesje
i raporty

Procedury i
pakiety
Ustawienia
Wiecej
Ustawienia
zbierania
Podglad
Podglad

procedury lub
pakietu

Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR

Pasek narzedzi zawiera przyciski czesto uzywanych funkcji i narzedzi. Stuzy do poruszania sie miedzy
widokami pulpitu nhawigacyjnego, mapy i widma.

Po zatadowaniu prébki i wybraniu lokalizacji zbierania mozaiki kliknij opcje Poczatek sesji, aby przejs¢
do widoku Sesja i automatycznie zebra¢ mozaikowy obraz probki. Wybierz opcje Autoogniskowanie
przed zbieraniem, aby automatycznie ustawi¢ najlepszg ostro$¢ probki.

Wysuniecie stolika jest opcjonalne. Wysuniecie powoduje obnizenie stolika i przesunigcie go do
przodu, dzieki czemu uzytkownik ma wiecej miejsca na wczytanie prébki. Po zatadowaniu prébki kliknij
opcje Rozpocznij sesje, aby ponownie ustawic stolik w odpowiedniej pozyciji.

Wyswietla twoje pomiary, sesje i raporty. Wybierz kategorie z listy, aby przetgczy¢ widoki.

Wyswietla procedury weryfikacji kwalifikacji i wydajnosci, a takze procedury niestandardowe. Wiecej
informacji na temat tworzenia i korzystania z procedur mozna znalez¢ w przewodnikach i samouczkach
dotyczgcych oprogramowania OMNIC Paradigm.

Tworzenie, wybieranie, zapisywanie lub usuwanie zbioréw ustawien.

Kliknij opcje Wiecej, aby rozwing¢ dowolng z gtéwnych sekcji pulpitu nawigacyjnego i wyswietli¢
dodatkowe ustawienia lub szczegoty.

Najczesciej uzywane ustawienia sg pokazane tutaj, w okienku Nowy pomiar. Kliknij opcje Wiecej, aby
wyswietli¢ dodatkowe ustawienia zaawansowane, w tym ustawienia pomiarow tta.

Wyswietla obraz podgladu wybranego pomiaru, mapy lub raportu.

Wyswietla obraz podgladu wybranej procedury lub pakietu. W zablokowanych procedurach
wyswietlane jest logo zamiast podglad procedury.

Widok sesji pracy z mikroskopem

Przeanalizuj probke, korzystajac z widoku sesji pracy z mikroskopem. Tutaj mozna wyswietli¢ probke, zdefiniowac obszary
zainteresowania do analizy i zmierzy¢ dane prébeki.

Thermo Scientific



Rysunek 2-2: Widok sesji pracy z mikroskopem w oprogramowaniu OMNIC Paradigm
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File Acquire Data Display Process Identify Configure Help W Nicolet iS50 RaptiR
Estimated measure time: 00:00:00 Analysis
x
0 —§. T 2 o P4

Change Gbjective  Capture Mosaic as <7 Advanced ATR Searcn

Mosaic Sky View

e —

A Pasek narzedzi Wyswietl dodatkowe ustawienia mikroskopu i otwdrz widok z kamery na zywo, zbierz nowg mozaike,
zmierz widmo lub wré¢ do pulpitu nawigacyjnego.

B Widok kamery Otworz widok kamery, aby zobaczy¢ obraz probki na zywo. Uzyj narzedzi widoku, aby dostosowacé
oswietlenie, ostros¢ i przystone oraz wykonac¢ szybkg mozaike zdje¢, zmieni¢ obiektywy lub wyswietli¢
sygnat interferogramu na zywo.

Uzyj strzatek wokot obrazu na zywo, aby poruszac stolikiem bez korzystania z joysticka.
C Widok mozaiki Pokazuje obraz mozaiki; jest gtbwnym obszarem roboczym, w ktorym mozna okresli¢ punkt tta i

obszary do analizy.



2. Informacje ogolne

D Przestawny Narzedzia do analizy i nawigacji w celu interakcji z obrazem mozaiki.

pasek narzedzi
« Kursor: wybierz regiony, punkty i widma

o Przesunigcie: stuzy do przesuwania widocznej czgsci mozaiki
« Mozaika: stuzy do rysowania zakresu dla mozaiki o duzym powiekszeniu

« Narzedzia do analizy
o Punkt tta: stuzy do wyboru punktu, w ktérym zostanie zmierzone widmo tta

« Obszar: stuzy do rysowania obszaru zakresu objetego analizg
o Punkt: stuzy do wyboru punktu do pomiaru widma
« Linia: stuzy do pomiaru mapy linii

« Analiza czagstek: stuzy do rysowania zakresu objetego analizg czgstek (to narzedzie jest
dostepne tylko wtedy, gdy na pulpicie nawigacyjnym zostanie wybrana opcja Analiza
czgstek)

« Linijka: stuzy do pomiaru obiektéw w widoku mozaiki

« Stolik: klikniecie punktu na mozaice spowoduje przesuniecie stolika w to miejsce

« Kolejka zakresow: stuzy do wyswietlania wszystkich zakresow i punktéw aktualnie wybranych do
analizy (sg to pozycje, ktdre zostang zmierzone po kliknieciu opcji Probka)

E Panel analizy Wyswietlaj swoje mozaiki, widma tta, profile i historie w panelu analizy.

F Oglad mozaiki Oglad przedstawia widok mozaiki z wysokosci. Po powiekszeniu oglad pokazuje, ktéra cze$¢ mozaiki
jest wyswietlana. Oglad mozna wykorzysta¢ do poruszania sie po catej mozaice.
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3.1 Przygotowanie mikroskopu

Aby rozpocza¢ analize, schtodz detektor mikroskopu (jesli dotyczy), wtgcz system i uruchom oprogramowanie OMNIC
Paradigm.

3.1.1 Wigcz komputer

Przed wigczeniem mikroskopu wtgcz komputer i poczekaj na pojawienie sie ekranu logowania do systemu Windows. Jezeli
wigczysz mikroskop przed wigczeniem komputera, oprogramowanie OMNIC Paradigm moze nie nawigzac potgczenia z
mikroskopem lub kamera.

e W takim przypadku wytgcz mikroskop i wigcz go ponownie.

e Jezeli problem utrzymuje sie, wytgcz komputer i mikroskop. Uruchom komputer i poczekaj na pojawienie sie ekranu
logowania do systemu Windows. Wtedy wtgcz mikroskop.

3.1.2 Wigcz mikroskop i spektrometr

Wigcz spektrometr. Odpowiednie instrukcje zawiera podrecznik uzytkownika spektrometru.

Wigcz mikroskop, wciskajgc przycisk zasilania na jego sciance przedniej. Niebieska kontrolka miga podczas inicjalizaciji i
Swieci ciggtym niebieskim swiatlem, gdy mikroskop jest gotowy do uzycia.
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3.1.3 Uruchom oprogramowanie OMNIC Paradigm

Uzyj oprogramowania OMNIC Paradigm w celu sterowania mikroskopem i analizy probki.
Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania i wigczeniu mikroskopu oprogramowanie sprawdza wartosci graniczne
przemieszczania sig stolika, aby upewnic sig, ze wszystkie elementy dziatajg prawidtowo.
¢ Uruchamianie oprogramowania OMNIC Paradigm i podtgczanie do mikroskopu
1. Uruchom oprogramowanie OMNIC Paradigm.

2. Jesli oprogramowanie jest juz podtagczone do mikroskopu, w statusie urzadzenia wyswietlana jest tres¢ Nicolet iS50
RaptIR i zielony znacznik wyboru.

Rysunek 3-1: Zielony znacznik wyboru w oprogramowaniu OMNIC Paradigm

v Nicolet iS50 RaptiR

3. Jesli oprogramowanie nie jest jeszcze potgczone z aparatem, potgczenie nalezy nawigzac teraz.

a. Przejdz do obszaru Konfiguracja > Ustawienia tgcznosci i wybierz spektrometr. Kliknij opcje Potgcz.

Configure

b. Aby przetaczyc¢ sie na widok mikroskopu, przejdz do obszaru Konfiguracja > Polozenie probki > RaptIR. Pulpit
nawigacyjny zmieni sie, wyswietlajgc narzedzia mikroskopowe. Aby wroci¢ do narzedzi spektroskopowych, zmien
pozycje pomiarowg z powrotem na inne akcesorium lub modut w gléwnym spektrometrze.

3.1.4 Schtadzanie detektora

W mikroskopie wykorzystywany jest detektor chtodzony ciektym azotem. Przed uzyciem mikroskopu nalezy zawsze
dopilnowac¢, aby w naczyniu Dewara znajdowata sie wystarczajgca ilos¢ ciektego azotu.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR
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Naczynie Dewara z ciektym azotem miesci 1 litr ciektego azotu. Po schtodzeniu zgodnie z ponizszg procedura,
detektor powinien pozostawac¢ chtodny przez okoto 18 godzin.

Ryzyko odmrozenia.
Ciekty azot jest bardzo zimny i dlatego niebezpieczny.

« Nalezy stosowac odziez i okulary ochronne oraz przestrzegac standardowych laboratoryjnych praktyk
bezpieczenstwa w celu uniknigcia obrazen.

o Ciekty azot nalezy wlewa¢ powoli. W przypadku zbyt szybkiego wlewania, azot moze sie
rozpryskiwac.

¢ Uzupetnianie cieklego azotu w naczyniu Dewara
1. Otworz pokrywe naczynia Dewara i zdejmij z niego plastikowy korek.

2. Wioz lejek do naczynia Dewara detektora i powoli wlej ciekly azot do lejka. (Niewielka ilos¢ cieklego azotu zwykle
wylewa sie z lejka. Nie spowoduje to uszkodzenia urzgdzenia). Nastepnie odczekaj, aby ciekty azot dwukrotnie lub
trzykrotnie catkowicie sptynat. Poczekaj, az chmura pary zniknie, a nastepnie powtarzaj czynnos¢, az do
napetnienia naczynia Dewara. Kontynuuj powolne napetnianie lejka, az zostanie zuzyty 1 litr cieklego azotu lub do
momentu, gdy pod lejkiem pojawig sie pecherzyki azotu. W tym momencie nalezy wstrzymac napetnianie.

3. Wyjmij lejek.

4. Poczekaj, az opary znikng i odczekaj 5 minut przed zamknieciem pokrywy naczynia Dewara, aby uszczelka mogta
sie rozmrozic.

5. Odczekaj 20 minut, a nastepnie powtdrz procedure, aby upewni¢ sie, ze naczynie Dewara jest napetnione.
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3.2 Analizowanie probek

Uzyj oprogramowania OMNIC Paradigm w celu obstugi mikroskopu i analizy probek. Zazwyczaj uzytkownik bedzie
analizowac prébke, wykonujac nastepujgce czynnosci:

 Przygotuj i zataduj probke.

* Przechwy¢ obraz powierzchni prébki. Ten obraz nazywany jest mozaika.
¢ Pobierz widmo tfa.

 Przeanalizuj probke.

Przy uzyciu programu OMNIC Paradigm mozna skonfigurowac¢ i uzywaé¢ automatycznych funkcji mikroskopu, wspomagajac
oswietlenie prébek i ogniskowanie ich widoku, zbieranie mozaiki oraz lokalizowanie punktu tta, a takze uzywac¢ mikroskopu
w trybie recznym, bez automatyki i kontrolowa¢ probke wzrokowo przed pozyskaniem jakichkolwiek obrazow.

W obu przypadkach, etap pierwszy to tadowanie prébki.

3.2.1 Wczytaj probke

Wysun stolik, aby mie¢ wiekszy dostep do stolika i ustawi¢ probke. Jesli probka jest mata i fatwo dopasowuje sie do pozyc;ji,
mozna jg ustawi¢ bez wysuwania stolika.

¢ Wprowadzanie probki

1. W oprogramowaniu kliknij opcje Wysun stolik. Wysuniecie stolika powoduje jego obnizenie i wysuniecie na zewnatrz,
dla utatwienia tadowania probki.

2. Wprowadz szkietko z probka. Stolik jest wyposazony w uniwersalny uchwyt na probki. Uzyj czerwonych wskaznikow,
aby prawidtowo ustawi¢ uchwyt na probki.

Rysunek 3-1: Wprowadzenie prébki

Po zainstalowaniu prébki mozesz rozpoczgc¢ sesje i zebra¢ mozaike.
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Po wysunieciu stolika, wrdci on na swoje miejsce automatycznie po rozpoczeciu sesji. Do momentu rozpoczecia sesji stolik
moze pozostac¢ wysuniety.

3.2.2 Przygotuj ustawienia pomiaru

Gdy probka jest juz na miejscu, przejrzyj ustawienia pomiaru na pulpicie nawigacyjnym. Najczesciej uzywane ustawienia sg
wyswietlane u gory, a dodatkowe, zaawansowane ustawienia mozna wyswietli¢, klikajgc przycisk Wiece;j.

Wiecej informacji na temat kazdego z ustawieh pomiaru mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika oprogramowania
OMNIC Paradigm.

¢ Dla uproszczenia sesji pracy z mikroskopem poprzez wykorzystanie funkcji automatycznych, przed rozpoczeciem
zbierania wybierz typ mozaiki z listy Zebranie mozaiki i wybierz opcje Autoogniskowanie. W przypadku uzywania
uchwytu na prébki RaptIR, w ustawieniach tta wybierz opcje Uzyj statej lokalizacji odniesienia na uchwycie na prébki
RaptiR.

¢ Celem recznego przeprowadzenia sesji usun wybor Autoogniskowania przed pozyskaniem obrazu i wybierz Mozaika
niestandardowa z listy Zbieranie mozaik.

Rysunek 3-2: Ustawienia zbierania mozaiki

Z OMNIC Paradigm

File Acquire Data Display Process Identify Configure o MNicolet iS50 RapliR {Simulation)

Mgmn"\nﬁ- &3

Dastiboard

Dashboard | Microscope Setup

New Measurement Settings  RaptIR - Factory Preset ~ “ m

. Session name Tag Step size 100
Start Session

Final format Absorbance v Resolution (em-1) v

/| Autofocus before capture i
Sample scans 1 Profile Peak v Aperture height 100

Eject Stage Mosaic capture Center of glass slide v Analyze using Reflection hd

Camera profile v Analyze particles Aperture width 100

Uwaga Wybierz opcje Analiza czgstek w celu analizy grup matych czgstek. Po wybraniu tej opcji narzedzia do analizy
czgstek bedg widoczne w widoku sesji. Usun zaznaczenie opcji Analiza czgstek, aby zamiast tego analizowac obszary,
linie i poszczegdlne punkty pobierania probek.

Uwaga W przypadku uzywania obiektywu z powiekszeniem 40x i pierscieniem ogniskowania recznego, nalezy
dopilnowac¢ ustawienia pierscienia w potozeniu 0. Nieprawidtowo ustawiony pierscien ogniskowania moze zaktécac
autoogniskowanie.

3.2.3 Przegladanie ustawien tta

Przed rozpoczeciem sesji przejrzyj swoje ustawienia zbierania tta.
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BACKGROUND

|| use the fixed reference location on the RaptiR sample holder

. Match sample scans

Set background scans

. Measure background before each region

I} Measure background once for entire sample

Tabela 3-1: Ustawienia tta dla pracy z mikroskopem

Ustawienie

Uzyj statej lokalizaciji
odniesienia na
uchwycie na prébki
RaptiR

Dopasuj skany prébki

Ustaw skany tta

Zmierz tto przed
kazdym obszarem

Zmierz tto jeden raz
dla catej prébki

Opis

Uchwyt na probki RaptIR posiada wbudowane punkty odniesienia dla potrzeb analiz transmisji i odbicia.
Wybierz tg opcje, aby automatyczne przemiescic stolik do lokalizacji odniesienia po zebraniu mozaiki
wstepne;j.

Opcja ta nie jest dostepna po wybraniu Mozaika niestandardowa na licie Zbieranie mozaik.

Szczegotowe informacje zawiera sekcja Zmierz widmo tta.

W przypadku wybrania tej opcji, liczba skanow zbierania tta jest taka sama, jak liczba skanéw pomiaru
probki.

Wybierz, jesli liczba skanéw tta ma by¢ rézna od liczby skandw probki.

W przypadku wybrania tej opcji, oprogramowanie zmierzy nowe tto przed kazdym nowym obszarem
probki. Jezeli, przyktadowo, pomiar obejmuje trzy obszary prébki, po wybraniu tej opcji oprogramowanie
zbierze nowe tto przed kazdym z tych obszaréw.

Pamietaj, ze pojedynczy obszar to zestaw punktéw wykorzystujgcych te same ustawienia pomiarowe.

W przypadku wybrania tej opcji, nowe tto jest zbierane tylko po zmianie ustawien pomiaru. Jezeli,
przyktadowo, pomiar obejmuje trzy obszary dla jednego zbierania prébki, ktére wykorzystujg te same
ustawienia pomiaru, po wybraniu tej funkcji zbierane jest tylko jedno tto.

3.2.4 Zbieranie mozaiki

Gdy probka znajdzie sie na swoim miejscu, zbierz mozaike. Mozaika to obraz powierzchni probki. Kamera przechwytuje
serie matych obrazow o wysokiej rozdzielczosci i taczy je w jedng mozaike, dajgc duzy obraz powierzchni probki, ktory
mozna wykorzysta¢ do analizy. Mozaika dziata jak obszar roboczy do analizy, w ktérej mozna eksplorowac interesujgce
obszary oraz okreslac obszary i punkty do zbierania danych IR.

Podczas analizy probki za pomoca obiektywu o powigkszeniu 4x zbierany jest obraz mozaikowy o niskim powiekszeniu, a

ustawienia mozna dostosowac¢ odpowiednio do potrzeb; nastepnie mozna zebra¢ mozaike o duzym powigkszeniu na
mniejszym obszarze za pomocg obiektywu o powiekszeniu 15x lub 30x. Po zebraniu mozaiki narysuj zakresy lub wybierz
czastki i rozpocznij pomiar danych.

Zbieranie mozaiki wymaga sprawdzenia ustawien pomiaru, wybrania lokalizacji zbierania mozaiki i kliknigcia opcji Poczgtek

sesji.

Thermo Scientific
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¢ Zbieranie mozaiki

1. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz opcje Autoogniskowanie przed zbieraniem i przejrzyj ustawienia sesji. Po
wybraniu tej opcji oprogramowanie automatycznie oswietla probke i ustawia ostro$¢ prébki. Usun zaznaczenie, aby
zamiast tego ustawic ostros¢ recznie.

2. Wybierz lokalizacje z listy Zebranie mozaiki. W ten sposéb przekazywane sg informacje do oprogramowania
dotyczgce miejsca, gdzie mozna znalez¢ probke i gdzie mozna zebra¢ mozaike. Aby rozpoczgé sesje bez
automatycznego zbierania mozaiki, wybierz opcje Mozaika niestandardowa.

3. Wybierz opcje Poczatek ses;ji.

Stolik przemieszcza prébke na pozycje i ogniskuje jej obraz, a oprogramowanie zbiera mozaike z obiektywu o matym
powiekszeniu, po czym zmienia obiektyw na obiektyw o duzym powigkszeniu. W przypadku wybrania opcji Uzyj statej
lokalizacji odniesienia na uchwycie na probki RaptIR, oprogramowanie przechwytuje obraz w duzym powigkszeniu,
po czym stolik automatycznie przesuwa sie do lokalizacji odniesienia w celu przeprowadzenia pomiaru tta.

W przypadku wybrania opcji Mozaika niestandardowa z listy Zbieranie mozaiki, oprogramowanie przetgczy sie na
widok sesji bez zbierania mozaiki.

3.2.5 Zmierz widmo tta

Przed zebraniem danych prébki zmierz widmo tfa.

Uchwyt na probki RaptIR posiada wbudowane punkty odniesienia dla potrzeb pomiaréw tta. Po wybraniu opcji Uzyj statej
lokalizacji odniesienia na uchwycie na probki RaptIR, stolik automatycznie przesuwa sie do lokalizacji odniesienia i
wykonuje zdjecie mozaiki. Potem mozesz umiescic punkt tta, jak zwykle.

Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR Thermo Scientific



Rysunek 3-3: Uchwyt na probke

A Punkt odniesienia dla analizy odbicia

B Punkt odniesienia dla analizy transmisji

¢ Pomiar widma tta

1. Naruchomym pasku narzedzi wybierz narzedzie Tlo.

2. Kiliknij mozaike w punkcie, w ktérym chcesz dokonaé¢ pomiaru tta. Widmo jednowigzkowe jest wyswietlane w czasie
rzeczywistym w okienku widma. Uzyj tego widma, aby okresli¢, czy chcesz uzyc¢ tego punktu do pomiaru tta. Kliknij
ponownie mozaike, aby przesung¢ punkt ta.

3. Gdy wybrany punkt tta jest odpowiedni, kliknij opcje Akceptuj tlo. Jest to okazja do wybrania lepszej lokalizacji tta
przed pomiarem danych.
4. Kliknij opcje Pomiar widma tla. Zbierane jest widmo tta. Po zakonczeniu jest ono dodawane do karty Tto na karcie

Widma.
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Rysunek 3-4: Tto mozaiki

MT-061

mereogan @ Sngeseam il ot |~ [B]

W przypadku pomiaru wielu obszaréw przez diuzszy czas, okresowo zastepuj pomiar tta. Ogolnie rzecz biorgc, przed
pomiarem probki nalezy zawsze wykonac ostatni pomiar tta.

3.2.6 Analizuj obszary, linie i punkty

Utworz obraz chemiczny obszaru powierzchni probki, okreslajgc jeden lub wiecej zakresow do analizy. Mozesz tez dokonac
pomiaru probki w poszczegdlnych punktach za pomoca narzedzia Punkt lub dokona¢ pomiaru wzdtuz linii za pomoca
narzedzia Linijka. Mozna tacznie dokonywac pomiaru obszarow, linii i punktow.

Pomiar obszarow, punktow i linii wymaga najpierw zebrania mozaiki i pomiaru tia.

¢ Analiza obszaréw, linii i punktéw
1. Patrz Zbieranie mozaiki.
2. Patrz Zmierz widmo tta.

3. Okresl obszary, linie i punkty do analizy. Do jednej analizy mozna dodac wiele obszaréw i punktow.

Analiza Wybierz to narzedzie =~ Wykonaj te czynnosci

1. Wybierz narzedzie do

D analizy powierzchni.
Obszary

2. Kiiknij i przeciggnij mozaike,
aby narysowac obszar.
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1. Wybierz narzgdzie do
analizy linii.

Linie

(Opcja ta jest niedostepna w przypadku uzywania polaryzatora

2. Kilikniji iagnij, ab
podczas zbierania danych IR) Iknij I przeciggnij, aby

narysowac linie.

1. Wybierz narzedzie do

analizy punktu.
Punkty Y

2. Kiiknij, aby dodac¢ punkt.

Uzyj narzedzia kursora, aby wybrac¢ lub usung¢ obszary, linie i punkty.
4. Po zakonczeniu dodawania zakresow i punktow kliknij opcje Prébka.

5. Otworz Kolejke obszardéw, celem przejrzenia i uszczegoétowienia detali dla wszystkich obszaréw, linii i punktow
swojego pomiaru. Mozesz tez wybra¢ pomiar tta do powigzania z kazdym obszarem.

Po zakonczeniu pomiaru wyswietl wyniki na nowej karcie.

Aby uzyskac dalsze informacje na temat analizowania i udostepniania wynikéw, przejdz do sekcji Nastepne kroki.

3.2.7 Wykonaj analize czastek

Uzyj narzedzi Analiza czastek, aby zlokalizowac, scharakteryzowac i zidentyfikowa¢ czgstki.

< Analiza czagstek
1. Przygotuj prébke.
2. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz opcje Analiza czgstek.

Rysunek 3-5: Pole wyboru Analiza czgstek

New Measurement Settings  RaptlR - Factory Preset v m m

Session name Tag Step size 100

Start Session Final format Absorbance v Resolution (cm-1) a4

Sample scans i Profile

W Autofocus before capture Peak v Aperture height 100

m Mosaic capture Center of glass slide Analyze using Reflection v
W Analyze particles

Camera profile v Aperture width 100
Enable Polarizer acquisition

3. Zbieranie mozaiki.

4. W widoku sesji przejrzyj mozaike i wprowadz niezbedne zmiany dotyczgce ostrosci i oswietlenia. W razie potrzeby
zbierz mozaike o duzym powigkszeniu.

5. Zmierz widmo tta.
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6. Wykonaj analize czastek.

33

a. Wybierz narzedzie Analiza czastek, a nastepnie kliknij i przeciggnij, aby narysowac prostokat na mozaice. Jest to
obszar zainteresowania, w ktérym oprogramowanie wykryje czgstki. Po narysowaniu zakresu otworzy sie okienko

Analiza czastek.

Rysunek 3-6: Ustawienia analizy czastek w oprogramowaniu OMNIC Paradigm

Nicolet S50 RaptiR

Identiy Configure Help

Estimated measure time: 0000:00

a > .

Settrgs

Auto-mask particies

Image Processing
Separate touching pariies Background | Sample
W1 Exclude partialy visivle particles
V1 Patch holes

Place Background Point to view Background
Prevew

Background 12/21/2021 12:21 PM (GMT-061(
N

Fil Hole Size:

Small Medium Large

Parices ounct 53 = oo o

b. Doprecyzuj swoj wybor za pomocg opcji i narzedzi wyboru. Wybierz opcje Przelicz po aktualizacji ustawien, aby

zaktualizowac czastki.

Zobacz przewodniki i samouczki OMNIC Paradigm, aby uzyskac szczegdtowe objasnienia dotyczgce narzedzi i

ustawien analizy czgstek.

Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR
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3. Obstuga
c. Gdy wybrana opcja jest odpowiednia, kliknij opcje Akceptuj. Spowoduje to zapisanie ustawien wyboru, ale jeszcze
nie powoduje pomiaru danych.
d. Kiliknij opcje Prébka.

9. Po zakonczeniu pomiaru wyswietl wyniki na nowej karcie. Aby uzyskac dalsze informacje na temat analizowania i
udostepniania wynikow, przejdz do sekcji Nastepne kroki.

3.2.8 Nastepne kroki
e Zastosuj profile, aby zwizualizowa¢ wtasciwosci przyktadowych danych
e Zastosuj przetwarzanie do wybranych widm

e Tworzenie raportow lub eksportowanie danych

Przegladaj widma dalej w widoku Widma.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR 34



3. Obstuga

3.3 Pomiary ATR

Dzieki opcjonalnej nasuwanej przystawce z ttumieniem catkowitego odbicia (ATR) mozna analizowa¢ materiaty
mikroskopowe o wysokim stopniu absorpcji podczerwieni lub trudne do przygotowania, czesto przy niewielkim
przygotowaniu prébki lub bez niego. Przykfady takich materiatéw obejmujg polimery, powtoki, gumy, papiery powlekane i
materiaty biologiczne.

Zastosowania mikroskopii ATR obejmuja:
¢ Analiza powierzchni probki.
¢ Analiza materiatow o wysokiej chtonnosci i powierzchni grubych prébek.
¢ Analiza powtok powierzchniowych.

* Analiza defektdéw powierzchni, inkluzji lub degradaciji.

3.3.1 Instalowanie nasuwanej przystawki ATR

Nasuwana przystawka ATR pasuje do obiektywu o powigkszeniu 15x i zapewnia dwie pozycje:
¢ Wsun do potowy odlegtosci/pierwszego ogranicznika. Uzyj w trybie kamery, aby wyswietli¢ probke.
¢ Wsun do konca, do drugiego ogranicznika ATR.

Czujnik w mikroskopie wykrywa, kiedy przystawka ATR jest zainstalowana, a oprogramowanie wyswietla monit o jej
witozeniu lub wyjeciu w zaleznosci od potrzeb.

3.3.2 Pomiar za pomocg ATR

Aby uzy¢ krysztatowej przystawki ATR do pomiaru, nalezy zainstalowac¢ krysztatowg przystawke, przygotowac ustawienia
pomiaru i dokona¢ pomiaru prébki.
¢ Pomiarza pomocg ATR

1. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz opcje ATR z listy Analiza przy uzyciu.

Rysunek 3-1: Analiza za pomoca ATR

New Measurement Settings  RaptIR - Factory Preset v m m

Session name Tag Step size 100
Start Session Final format

Absorbance v Resolution (cm-1) v

] Autofocus before capture Sample scans 1 Profile Peak v Aperture height 100

_ Mosaic capture Center of glass slide Analyze using Reflection ~
Eect Stage
Analyze particle Reflection

Camera profile ~ Transmission Aperture width 100
Enable Polarize  arg
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2. Zbieranie mozaiki.

Po zebraniu mozaiki mozna zmierzy¢ tto z zainstalowanym krysztatem i zmierzy¢ prébke za pomocg narzedzi obszaru
lub punktow, tak jak w przypadku standardowego pomiaru odbicia. Ogolnie rzecz biorgc, domysine ustawienia
kontaktu ATR sg wystarczajgce. Jednakze, jesli uzytkownik chce wyswietli¢ lub zmieni¢ ustawienia kontaktu, przed
pomiarem ta lub probki nalezy otworzy¢ widok Kontakt ATR.

3. Opcjonalnie przejrzyj i edytuj ustawienia Kontakt ATR.
a. W widoku Sesja kliknij opcje Kontakt ATR, aby wyswietli¢ ustawienia ATR.

Rysunek 3-2: Kontakt ATR

% OMNIC Paradigm

File Acquire Data Display Process Identify Configure ¥ Nicolet iS50 RaptiR

Estimated measure
15K

oz » .

Dashboard

Dashboard

C e—

Background | Sample

- Background will be collected when map is
~_ collected
o - Accept Background

Ustawienie Opis

Jest to docelowe cisnienie, ktdre zostanie zastosowane podczas pomiaru. Kliknij i przeciggnij

Cisnienie docelowe
suwak lub wprowadz doktadng wartosc¢.

Odlegtos¢ w pionie, o jakg przesuwa sie stolik po zwolnieniu kontaktu ATR. Wigksza
Odlegto$¢ zwolnienia odlegtos¢ zapewnia wigkszy przeswit, ale spowoduje, ze pomiar ATR bedzie trwat dtuzej,
poniewaz stolik bedzie przesuwac sie dalej w kazdym punkcie.

Kontakt Nacisnij, aby sprawdzi¢ kontakt.

Zwolnij Nacisnij, aby zwolni¢ kontakt.

4. Analizuj obszary, linie i punkty lub Wykonaj analize czgstek. Oprogramowanie wyswietla monit o wlozenie lub wyjecie
krysztatowej przystawki ATR, w zaleznosci od potrzeb.
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3.4 Zlokalizuj, oswietl i zamaskuj prébke

Aby recznie zoptymalizowac¢ obraz mozaiki i dane IR - uzyj widoku kamery, aby znalez¢ obszar zainteresowania - ustaw
ostro$¢ probki, dostosuj o$wietlenie i zmien przystone.
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3.4.1 Przesun stolik i ustaw ostro$¢ probki

Najtatwiejszym sposobem ustawienia ostrosci na probce jest wybranie przyblizonego miejsca zainteresowania z listy
Zbieranie mozaiki i wybranie opcji Autoogniskowanie przed zebraniem. Po wybraniu tych opcji po rozpoczeciu sesji stolik
automatycznie przesunie sie we wiasciwe miejsce, ostros¢ zostanie ustawiona na probke i mozaike zostanie zebrana.

Jesli uzytkownik chce przenies¢ sie w inne miejsce i ustawi¢ ostros¢ na nowy zakres, mozna przesungc stolik i ustawic
ostrosc¢ probki za pomocg oprogramowania lub opcjonalnego joysticka.

Przesun stolik za pomocg oprogramowania OMNIC Paradigm lub opcjonalnego joysticka. W zadnym przypadku nie nalezy
recznie przesuwac stolika.

Z OPROGRAMOWANIEM

W widoku ses;ji otwérz widok kamery, aby zobaczy¢ prébke.
¢ Aby przesung¢ stolik w poziomie, otworz widok kamery i otworz narzedzia stolika.

Klikaj strzatki po bokach oraz powyzej i ponizej przyktadowego obrazu, aby przesung¢ stolik. Zmien szybko$c
przesuwu, aby zmieni¢ odlegtosc¢, na jaka stolik przesunie sie za kazdym kliknigciem.

Kliknij dwukrotnie wewnatrz obrazu wideo na zywo, aby wysrodkowac stolik w tej pozyciji.

Rysunek 3-1: Narzedzia stolika w Widoku kamery

Microscope
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e Aby poruszaé stolikiem w gére i w dét, otwdrz widok kamery i otworz ustawienia ostrosci. Klikaj strzatki w lewo i w
prawo, aby przesunac stolik w gére lub w dot.

Rysunek 3-2: Ostros¢ kamery

Polarizer

N

W T [:‘

v v AR

« . > »

(O Transmission 0

Autoogniskowanie

Aby automatycznie ustawic ostro$¢ probki, kliknij opcje Autoogniskowanie. Oprogramowanie przesuwa stolik i w gore w dot,
aby znalez¢ optymalng ostros¢. Autoogniskowanie dziata najlepiej w obszarach o wysokim kontrascie wizualnym. W
przypadku niektorych probek o niskim kontrascie i probek z wieloma ptaszczyznami ogniskowania mogg wystgpi¢ problemy
z autoogniskowaniem.

Wskazéwki dotyczgce autoogniskowania

¢ Dostosuj oswietlenie, aby uzyska¢ optymalny obraz. Jesli o$wietlenie jest zbyt mocne lub zbyt stabe, kontrast moze nie
by¢ wystarczajgcy, aby za pomocg autoogniskowania mozna byto znalez¢ wtasciwg ostrosc.

e W przypadku uzywania obiektywu z powigekszeniem 40x i pierscieniem ogniskowania recznego, nalezy dopilnowac
ustawienia pierscienia w potozeniu 0. Nieprawidtowo ustawiony pierscien ogniskowania moze zakitécacé
autoogniskowanie.

STOSOWANIE JOYSTICKA

Za pomocg joysticka mozna przesuwac stolik w poziomie lub pionie, a dzigki kontroli szybkosci przesuwu mozna poruszac
sie szybko lub ostroznie. Uzyj widoku kamery lub opcjonalnych wziernikdw, aby ocenic potozenie.
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¢ Aby przesuna¢ stolik w poziomie, popchnij lub pociggnij joystick do przodu, do tytu, w lewo i w prawo.

¢ Aby przesungé stolik w gére lub w dét, obrd¢ joystick w prawo, aby przesungc stolik w gore lub obro¢ go w lewo, aby
przesungc stolik w dot.

Uzyj selektora predkosci, aby zmieni¢ szybkos¢ przesuwu.
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3.4.2 Oswietlanie prébki

llo$¢ Swiatta docierajgcego do probki mozna kontrolowac¢ za pomocg oprogramowania lub opcjonalnego joysticka. Uzy;j
elementow sterujgcych oswietleniem odbicia, aby ustawi¢ Swiatto znad probki, a elementdw sterujgcych oswietleniem
transmis;ji, aby ustawi¢ $wiatto spod prébki.

Z oprogramowaniem

Aby sterowac oswietleniem w oprogramowaniu, otworz widok kamery. Wybierz opcje Transmisja lub Odbicie i przeciggnij
suwak do zgdanego ustawienia oswietlenia. Mozna rowniez podac¢ doktadng wartosc.

Rysunek 3-1: Widok kamery (o$wietlenie)

Microscope

oy

Polarizer Capture Mo
-

« > > o

12

O Transmission (® Reflection

Autoilluminate

Autooswietlenie

Kliknij opcje Autooswietlenie, aby oprogramowanie automatycznie zoptymalizowato o$wietlenie prébeki.

Z opcjonalnym joystickiem

Opcjonalny joystick wyposazony jest w dwa pokretta sterujgce do ustawiania oswietlenia transmisji i odbicia. Uzyj widoku
kamery lub opcjonalnych wziernikdw, aby zobaczy¢ o$wietlenie prébki. Obracaj pokrettami, aby sterowac¢ o$wietleniem.
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3.4.3 Regulacja przystony

Regulowana przystona okresla obszar, w ktdrym wigzka IR oddziatuje z probka. Zapewnia to, ze energia promieniowania IR
trafia tylko w obszar zainteresowania, a nie w sgsiedni materiat prébki i zapewnia, ze niewielka ilo$¢ promieniowania
ugietego, ktére przechodzi wokét krawedzi obszaru zainteresowania, nie dociera do detektora.

Podczas analizy czagstek oprogramowanie znajduje zestaw idealnych przyston dla wszystkich czastek, a nastepnie
wykorzystuje te przystony podczas pomiaru prébki.

Ustaw przystone recznie w obszarze ustawien zaawansowanych na pulpicie nawigacyjnym lub w Widoku kamery.

% Dostosowywanie rozmiaru, ksztattu i obrotu przystony
1. Otwdrz widok kamery i wybierz ustawienia przystony.

Rysunek 3-1: Widok kamery (ustawienia przystony)

Microscope

)

Polarizer Capture Mo
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2. Uzyj suwakow lub wprowadz doktadng wartos¢, aby dostosowac wysokos¢, szerokosé i obrot przystony.

Uwaga Aby zobaczy¢ przystone, dostosuj oswietlenie, az zobaczysz jasnoniebieski prostokat Swiatta przechodzacego
przez przystone.
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3.5 Sprawdz dziatanie mikroskopu

Upewnij sie, ze Twoj mikroskop dziata prawidtowo, uruchamiajac procedury PV i sprawdzajgc status systemu.

3.5.1 Procesy weryfikacji wydajnosci i kwalifikacji

Sprawdz wydajnos¢ mikroskopu, uruchamiajgc procedury kwalifikacji lub weryfikacji wydajnosci (PV). W tych procedurach
wykorzystywana jest ustalona standardowa prébka do sprawdzania wydajnosci aparatu. Kazdy test jest zgodny z r6znymi
normami regulacyjnymi.

W procedurach zwigzanych z PV i kwalifikacjg wykorzystywana jest ptytka wzorcowa z polistyrenu do testowania
wydajnosci mikroskopu.

Tabela 3-1: Opisy procedur kwalifikacji i weryfikacji wydajnosci

Test Opis

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja Powoduje uruchomienie testow zalecanych przez producenta i wszystkich testéw
fabryczna kwalifikacyjnych.

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja Powoduje uruchomienie testow zalecanych przez producenta i wszystkich testow
fabryczna ATR kwalifikacyjnych przy uzyciu akcesorium ATR.

Stuzy do pomiaru podstawowej wydajnosci RaptIR na podstawie testow zalecanych przez
Nicolet RaptIR - Test PV yaop P ywyaal paRnap yenp
producenta.
Przy pomocy ATR, stuzy do pomiaru podstawowej wydajnosci RaptIR w oparciu o test
Nicolet RaptiR - Test PV ATR y pomocy ydop P 1wyaal P P y
zalecane przez producenta.

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja
P 1 Wykonuje testy kwalifikacyjne dla RaptIR zgodnie z definicjg w Farmakopei Europejskiej.

PHEUR
Nicolet RaptIR - Kwalifikacja Wykonuje testy kwalifikacyjne dla akcesoriow ATR na RaptIR zgodnie z definicjg w
PHEUR ATR Farmakopei Europejskie;.

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja
UISP P waltiikacy Wykonuje testy kwalifikacyjne dla RaptIR zgodnie z definicjg w Farmakopei Amerykanskiej.

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja JP Wykonuje testy kwalifikacyjne dla RaptIR zgodnie z definicjg w Farmakopei Japonskiej.

Nicolet RaptIR - Kwalifikacja

cP Wykonuje testy kwalifikacyjne dla RaptIR zgodnie z definicjg w Farmakopei Chinskie;.
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¢ Uruchamianie procedury weryfikacji kwalifikacji lub wydajnos$ci
1. Kliknij procedure prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Uruchom.
2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Po zakonczeniu procedury raporty koncowe sg dodawane do panelu Raporty na pulpicie nawigacyjnym i mozna je
wydrukowac.

3.5.2 Status systemu

Ikona statusu systemu wyswietla informacje o urzadzeniu i ustugach oprogramowania.

» Micolet iS50 RaptiR

Tabela 3-2: Ikony statusu systemu

lkona z

zainstalowanym .
lkona ) Opis
oprogramowaniem

Security Suite

System jest podtgczony i wszystkie ustugi dziatajg prawidtowo. Mozna juz
0 a dokonywac pomiaréw i zapisywac¢ danych. Kliknij ikone statusu systemu, aby

wyswietli¢ szczegdtowe informacje o systemie.

Z6tta ikona oznacza, ze mogt wystapié problem z aparatem, na przyktad:

+ Detektor jest rozgrzany
« Aparat nie skanuje
« Aparat nie jest poditgczony
Kliknij ikone statusu systemu, aby uzyskac wiecej informacji o problemie. Aparat i

potgczenie sprawdz rowniez wzrokowo.

Wystapit problem z co najmniej jedna ustugg oprogramowania. Aby uzyskac
Q w szczegotowe informacije, kliknij ikone statusu systemu. Jesli po kilku minutach

ustuga nie uruchomi sie automatycznie, uruchom ponownie komputer.

Jesli nadal wystepujg problemy dotyczgce btedow statusu systemu, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR
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3.6 Uzywanie polaryzatora

Mikroskopy z opcja polaryzatora zawierajg osobne polaryzatory do $wiatta widzialnego i podczerwonego.

Dla kazdego zrodta swiatta mikroskop jest wyposazony w dwa filtry polaryzacyjne nazywane polaryzatorem i analizatorem.
* Polaryzator: znajduje sie miedzy zrodtem Swiatta a probka
¢ Analizator: znajduje sie miedzy prébka a kamera lub miedzy wziernikami a detektorem

Podczas uzywania polaryzatora mozesz wprowadzi¢ sam polaryzator (w celu uzyskania Swiatta spolaryzowanego) lub
polaryzator i analizator (w celu uzyskania $wiatta spolaryzowanego krzyzowo). Polaryzator i analizator mozna obracac¢
razem lub oddzielnie.

3.6.1 Uzywanie polaryzatora i analizatora

Aby uzy¢ polaryzatora zacznij od obejrzenia probki w widoku kamery. Tutaj mozesz uzy¢ polaryzatora Swiatta widzialnego i
przejrze¢ ustawienia polaryzatora dla danych widmowych. Polaryzatora nie mozna uzywac¢ podczas analizy czgstek ani
podczas pomiaru linii. Mozna go uzywa¢ w pomiarach obszarow i punktow.

s

Aby uzy¢ polaryzatora i analizatora w widoku kamery
1. Wybierz Aktywuj pozyskiwanie z polaryzatorem na pulpicie nawigacyjnym.

Po wybraniu tej opcji obszary bedg mierzone z wykorzystaniem polaryzatora. Jezeli nie zmienisz zadnego z ustawien,
zastosowane zostang ustawienia domysine polaryzatora i analizatora. W czasie sesji mozesz zmieni¢ zdanie,
aktywujgc lub dezaktywujgc polaryzator przed rozpoczeciem zbierania danych.

2. Zacznij swojg sesje pracy z mikroskopem, tak jak zawsze.

3. W widoku Konfiguracja mikroskopu otwdrz widok kamery i otworz karte Polaryzator.
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Rysunek 3-1: Karta polaryzatora w Widoku kamery
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4. Wybierz opcje Widzialne, aby uzyc¢ polaryzatora swiatta widzialnego. Wybierz Widmowe/IR, aby uzy¢ polaryzatora
Swiatta podczerwonego.

¢ Ogladaj obraz prébki w widoku kamery, jednoczesnie regulujgc ustawienia polaryzatora swiatta widzialnego.

¢ Aby przejrze¢ ustawienia polaryzatora $wiatta IR, wigcz widok Widma na zywo i przegladaj widmo.

Przegladanie obrazéw spolaryzowanych i danych IR w widoku kamery

Tabela 1. Ustawienia polaryzatora w widoku kamery

Ustawienie Opis
Widzialne Wybierz, aby aktywowac polaryzator $wiatta widzialnego.
Widmowe/IR Wybierz, aby aktywowac polaryzator IR.

Po wybraniu tej opcji tarcze polaryzatora i analizatora obracajg sie o ten sam zakres. Zmiana kata jednej

Potgcz tarcze Lo .

tarczy zmienia tez kat drugiej tarczy.
Kat polaryzatora Ustaw kat polaryzatora.
Kat analizatora Ustaw kat analizatora.

Brak analizatora Po wybraniu tej opcji analizator usuwany jest z drogi wigzki Swiatta; uzywany jest tylko polaryzator.
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3.6.2 Zbieranie danych IR przy uzyciu polaryzatora

Podczas pomiaréw prébki z aktywnym polaryzatorem, pomiar mozesz prowadzi¢ na dwa sposoby:
e Zmierzy¢ caly obszar z uzyciem polaryzatora (opcjonalnie, takze analizatora) pod jednym statym kagtem.
¢ Automatycznie obracajgc analizator podczas pomiaru, zbiera¢ dane w okreslonych odstepach, np. co 5 stopni obrotu.

Rysunek 3-2: Opcje konfiguracji polaryzatora

. Enable Polarizer acquisition

Starting position Ending position

Polarizer 0 Analyzer 90 Analyzer 90

Degrees/step 10 #ofsteps 10

¢ Zbieranie danych z uzyciem polaryzatora i analizatora

1. W widoku Konfiguracja mikroskopu kliknij opcje Konfiguracja polaryzatora na pasku narzedzi, celem przejrzenia
ustawien polaryzatora.

2. Wybierz Aktywuj pozyskiwanie z polaryzatorem.
3. Edytuj i przegladaj swoje ustawienia polaryzatora.

¢ Aby pracowac z jednym statym katem ustaw liczbe etapow na 1. Wykorzystane zostanie tylko potozenie
poczatkowe polaryzatora.

e W przypadku zbierania wieloetapowego...
a. Ustaw kat polaryzatora.
b. Ustaw poczatkowy i koncowy kat analizatoréw.

c. Ustaw parametr Liczba etapow lub Stopnie/etap. Druga warto$¢ ustawienia zostanie zaktualizowana
automatycznie.

4. Zdefiniuj jeden lub kilka obszaréw i zmierz prébki, tak jak zawsze.

Punkt tla jest mierzony automatyczne przy kazdym kacie analizatora i odpowiada katowi pomiaru probki. Podczas pomiaru
obrazéw prébki, kazdy obszar mierzony jest pod kazdym podanym katem.
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Rysunek 3-3: Ustawienia pozyskiwania z polaryzatorem

Ustawienie Opis
Aktywuj pozyskiwanie z Wybierz opcje, aby uzywac polaryzatora (opcjonalnie takze analizatora) podczas zbierania
polaryzatorem danych

Polaryzator: staty kat polaryzatora.

Polozenle poczgtkowe Analizator: poczatkowy kat analizatora. Jezeli ustawites liczbg etapéw na 1, jest to jedyny

uzywany kat.

Brak analizatora Wybierz tg opcje, aby usuna¢ analizator z drogi $wiatta i uzywac tylko polaryzatora.

Analizator: koncowy kat analizatora.

Stopnie/etap (liczba stopni na etap): wprowadz stopnie na etap lub liczbe etapéw. Druga
Potozenie koricowe warto$¢ obliczana jest automatycznie.

Liczba etapéw: wprowadz stopnie na etap lub liczbe etapéw. Druga warto$¢ obliczana jest
automatycznie.

3.6.3 Przegladaj dane spolaryzowane
Wyniki zbierania danych z uzyciem polaryzatora sg wyswietlane na karcie Analiza. Podczas przegladania danych

zebranych z uzyciem polaryzatora, mozesz uzy¢ suwaka kata do przegladania obrazu profilu pod kazdym katem, jaki zostat
wykorzystany podczas pomiaru danych.

Thermo Scientific Mikroskop Nicolet™ RaptIR™ FTIR
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3.7 Uzywanie opcjonalnego obiektywu GAO (do matych katow
padania)

Obiektyw do matych kgtow padania (z ang. grazing angle objective, GAO) jest opcjonalnym, montowanym fabrycznie
dodatkiem do mikroskopu RaptIR+, ktdry umozliwia analize probek bardzo cienkich warstw na powierzchniach
odbijajgcych. Sposoéb uzycia obiektywu GAO jest podobny do uzycia innych obiektywow IR, lecz rézni sie pod kilkoma

wzgledami z powodu jego specjalistycznej konstrukcji.

UWAGA

Ze wzgledu na mniejszg gtebie ostrosci, podczas korzystania z obiektywu GAO nalezy zawsze ustawiac ostrosc probki recznie i nigdy
nie nalezy uzywac funkcji Autoogniskowanie.

UWAGA

Elementy obiektywu do matych katéw padania sg mocno zwarte, dlatego gtowica zwierciadta znajduje sie blizej probki niz w przypadku
innych obiektywow. Ten brak wolnej przestrzeni jest stanem prawidtowym i oczekiwanym, ale niesie za sobg ryzyko zarysowania
probki podczas przesuwania stolika. Nalezy uwazaé, aby podczas wykonywania analizy probki nie uderzy¢ w nig obiektywem.

UWAGA

Podczas pracy przy uzyciu obiektywu GAO nie trzeba korzystac z o$wietlacza. Dodatkowe $wiatto nie jest wymagane, ponadto
podczas obracania mogtoby doj$¢ do zaplatania kabla w obiektyw.

¢ Uzyskiwanie danych przy uzyciu obiektywu GAO
UWAGA

Obiektyw do matych katéw padania koliduje z nasuwang przystawka ATR podczas jej montowania. Aby uzy¢ nasuwanej przystawki
ATR, nalezy odkreci¢ obiektyw GAO i upewnic sie, ze gorny pierscien wyrownujgcy zespotu GAO nie zostat odkrecony, poniewaz jest
on ustawiony w celu zapewnienia prawidtowej pracy obiektywu GAO. Aby ponownie uzy¢ obiektywu GAO, nalezy go po prostu
przykreci¢ z powrotem na miejscu.

1. Wczytaj prébke. Na panelu nawigacyjnym na liscie Analiza przy uzyciu ustawi¢ opcje Odbicie.
Obiektyw GAO dziata najlepiej z bardzo cienkimi powtokami na odbijajgcych powierzchniach, takich jak ztote lustro.

2. Przygotuj ustawienia pomiaru.

Przed wybraniem opcji Poczatek sesiji lub przejsciem do widoku mikroskopu rozpocznij sesje w standardowy sposéb,
pomijajac wszystkie kroki autoogniskowania i ustawiajac ostros$c¢ recznie. Podczas korzystania z obiektywu GAO nigdy
nie nalezy uzywac funkcji Autoogniskowanie.

3. Zbieranie mozaiki.

Rozpocznij sesje w standardowy sposob. Zbierz mozaike o powiekszeniu 4x, a nastepnie w razie potrzeby o
powiekszeniu 15x.
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4. Na pasku narzedzi wybierz opcje Zmiana obiektywu, aby przetgczy¢ sie na obiektyw do matych katéw padania.

5. Zmien ostros¢ obiektywu GAO. Za pomocg oprogramowania lub opcjonalnego joysticka dostosuj wysokosc stolika,
wykonujgc delikatne ruchy.

e Otwoérz Widok kamery i wybierz karte Widma na zywo w obszarze Narzedzia widoku.
Rysunek 3-1: Widma na zywo w Widoku kamery
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¢ Przy uzyciu sygnatu IR sprawdz, czy probka jest odpowiednio wyostrzona.
6. Zmierz widmo tta.

7. Analizuj obszary, linie i punkty.

Uzyskaj dane dotyczace prébki w standardowy sposob.

UWAGA

Nalezy uwaza¢, aby podczas pomiaru prébki nie uderzy¢ w nig obiektywem. Wykonywanie analizy duzych powierzchni lub
znacznie oddalonych od siebie punktéw sprawia, ze ryzyko uderzenia jest wigksze.

Po zakonczeniu sesji obiektyw przetgcza sie automatycznie na obiektyw o powiekszeniu 4x. Aby unikngc¢ ryzyka kolizji
pomiedzy obiektywem a prébka podczas obracania, przed zakonczeniem sesji opusc¢ stolik.
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3.8 Rbéznicowy kontrast interferencyjny (opcja)

Uzywany mikroskop moze zosta¢ skonfigurowany w taki sposob, aby wykorzystywat funkcje r6znicowego kontrastu
interferencyjnego (DIC).

DIC to technika optyczna wykorzystujgca pryzmaty Wollastona i skrzyzowane polaryzatory w celu zwigkszenia kontrastu i
widocznosci dla przezroczystych probek, takich jak laminaty warstwowe, niewybarwione probki biologiczne lub niektore
polimery.

Zastosowanie techniki DIC jest mozliwe tylko po odpowiednim skonfigurowaniu w tym celu mikroskopu przez firme Thermo
Fisher Scientific. Aby uzyskac wigcej informaciji, prosimy o kontakt.

Uwaga Technika DIC moze by¢ wykorzystywana wytgcznie w trybie Transmisja. Ponadto elementy optyczne DIC
dziatajg tylko z obiektywem do zastosowan w swietle IR/widzialnym o powiekszeniu 15x i kondensorem.

¢ Aby zastosowac technike DIC

1. Oswietl i ustaw ostros¢ prébki, a nastepnie zbierz mozaike o powiekszeniu 15x. Wiecej informacji zawierajg sekcje
Przesun stolik i ustaw ostrosc probki i Zbieranie mozaiki. Jesli ostro$¢ obrazu odbicia i kondensora jest prawidtowo
ustawiona, w widoku bedzie widoczne jasne Swiatto.

Uwaga Mozna uzyc¢ recznej przystony irysowej po prawej stronie u dotu mikroskopu; gdy ostros¢ kondensora jest
prawidtowo ustawiona, widok listkéw przystony irysowej bedzie ostry.

2. Wybierz funkcje polaryzatora po prawej stronie menu Widoku kamery. Wigcz polaryzator $wiatta widzialnego i upewnij
sie, ze pole wyboru Bez analizatora widoczne u dotu nie jest zaznaczone (analizator bedzie potrzebny). Ustaw wartosé
90° dla polaryzatora i 180° dla analizatora.

Widok z kamery powinien zosta¢ zaciemniony, wskazujac, ze polaryzatory zostaty skrzyzowane pod kagtem 90°.
Upewnij sig, ze pole wyboru Polgcz tarcze jest zaznaczone, aby zapewni¢ ich powigzanie. Wigcej informacji zawiera
sekcja Uzywanie polaryzatora.

Rysunek 3-1: Ustawienia DIC dla polaryzatora w Widoku kamery
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3. Ostroznie umies¢ pierwszy pryzmat Wollastona w dolnym gniezdzie w poblizu podstawy uzywanej jednostki.

W celu wlozenia pryzmatu moze by¢ wymagany silny nacisk. Pryzmat powinien by¢ dobrze dopasowany i wtozony do
konca gniazda, do miejsca napotkania oporu.
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Rysunek 3-2: Wktadanie pryzmatu Wollastona do gniazda podstawy

L e

Poluzuj $rube radetkowang na gtowicy mikroskopu. Umozliwi to wsunigcie drugiego pryzmatu Wollastona przez
wgtebienia. Wsun pryzmat do gtowicy (wgtebieniem do géry) do momentu poczucia oporu, a nastepnie zamocuj
pryzmat, delikatnie dokrecajac srube radetkowana.

Rysunek 3-3: Wktadanie pryzmatu Wollastona do gniazda gtowicy

Umieszczenie uktadu optycznego DIC w mikroskopie spowoduje przyciemnienie obrazu probki. Aby temu zapobiec,
zwieksz oswietlenie w oprogramowaniu (zalecane jest zwiekszenie do wartosci 5).

Manipuluj obrazem prébki, obracajgc pryzmaty Wollastona za pomoca palcéw. Spowoduje to widoczne zmiany koloru,
aby zapewnic¢ lepszg widocznos¢ probki z efektem tréjwymiarowosci. Mozna réwniez rejestrowac mozaiki lub
przechwytywac pojedyncze klatki powstatego obrazu.

Rysunek 3-4: Obracanie pryzmatami Wollastona
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4. Konserwacja

4.1 Czyszczenie mikroskopu

Jesli uzytkownik chce usungc¢ kurz z lustra, okna lub elementu optycznego, nalezy go zdmuchngé¢ za pomocag dmuchawy do
kurzu dotgczonej do mikroskopu. Nie wolno uzywac¢ powietrza w puszce ani odpylacza, ktére moga uszkodzi¢ aparat. Nigdy
nie wolno dopusci¢, aby jakikolwiek ptyn zetknat sie z oknem lub elementem optycznym.
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4.2 Konserwacja naczynia Dewar z cieklym azotem

Naczynie Dewara detektora powinno utrzymywac préznie izolacyjng przez kilka lat. W przypadku nieszczelnosci prozni
izolacja straci skutecznos¢ i moga wystgpic nastepujace objawy:

¢ Ciekly azot wrze znacznie szybciej niz zwykle

» Zanieczyszczenia wody i atmosfery ulegajgce kondensacji w oknie detektora bedg widoczne w widmach jako
niepozgdane piki

UWAGA

Jesli aparat wykazuje ktorykolwiek z tych objawéw, w naczyniu Dewara z detektorem moze dojs$¢ do nieszczelnosci prozni. Skontaktuj
sie z nami natychmiast w celu uzyskania pomocy.
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5. Rozwigzywanie probleméw

Opis problemu Mozliwa przyczyna Roztwoér

Czasami obiektyw
moze sie poluzowac.
Zwykle dzieje sie tak
podczas wkiadania i
wyjmowania
przystawki ATR.

Jesli obiektyw

wydaje sie

poluzowany, nalezy

dokreci¢ go reka.
Mozaiki o powigkszeniu 15x nie wyréwnuja sie w spos6b powtarzalny z Szczelina do
obrazem o powigkszeniu 4x. Na przyktad na ponizszym obrazie obraz o mocowania
powigkszeniu 15x nie jest wyréwnany z obrazem o powigkszeniu 4x. przystawki ATR
powinna by¢
skierowana
bezposrednio do
przodu.

Obiektyw jest Nie dokrecaj

poluzowany. obiektywu zbyt
mocno i nie uzywaj
przystawki ATR jako
dzwigni do
dokrecenia
obiektywu. Zbyt
mocne dokrecenie
obiektywu
spowoduje jego
uszkodzenie.

Jesli obiektyw jest
dobrze dopasowany i
nadal wystepujg
problemy z
wyréwnaniem,
nalezy skontaktowac¢
siez
przedstawicielem
serwisu.
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Opis problemu

Sekcje interfejsu oprogramowania nie mieszczg sie na ekranie.

Widok mozaiki lub kamery jest catkowicie czarny.

W statusie systemu wyswietlana jest z6tta lub czerwona ikona.

Mozliwa przyczyna

Ustawienia skalowania
wyswietlacza nie sg
zgodne z
oprogramowaniem.

Kamera nie jest
podtagczona.

Mégt wystgpi¢ problem
z aparatem lub
ustugami
oprogramowania.

Roztwoér

Jesli czesci interfejsu
oprogramowania nie
mieszcza sig na
ekranie, moze by¢
konieczne
dostosowanie
skalowania
wyswietlacza w
ustawieniach
wyswietlacza
urzadzenia. Na
przyktad na
niektérych
monitorach
narzedzia kamery
moga nie miescic sie
na ekranie, jesli
skalowanie
wyswietlacza jest
ustawione na ponad
100%.

Aby uzyska¢ pomoc
dotyczgcg zmiany
ustawien
wyswietlacza,
zobacz informacje
dotyczace pomocy
systemu Windows.

Sprawdz, czy kabel
kamery jest
podtaczony do
gtowicy.

Sprawdz, czy kabel
USB mikroskopu jest
podtaczony do
ztgcza USB 3.0.

Wiecej informac;ji
zawiera sekcja
Status systemu.
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6. Kontakt z nami

Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej: www.thermofisher.com

6.0.1 Zamawianie czesci

Aby zamowic czesci, prosimy o kontakt.

Jesli chcesz wystac do nas aparat lub akcesorium do naprawy, najpierw zadzwon lub napisz do nas e-mail w celu
uzyskania wszelkich wymagan dotyczgcych wysytki lub innych instrukcji.

6.0.2 Wiecej informac;ji

Przewodniki i samouczki dotyczgce uzycia mikroskopu lub oprogramowania OMNIC Paradigm mozna znalez¢ w dostepnej
online bazie wiedzy.


http://www.thermofisher.com/
https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/contact-us.html?enableChat=true
https://knowledge1.thermofisher.com/
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